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	Приложение № 1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1790
от 01.08.2016 
на бланке № ___________
на 9 листах
редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2021 года
центра испытаний лазерной техники

Государственного научного учреждения «Институт физики 

имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси»
	№ 

п/п 
	Наименование объекта 
	Код 
	Наименование характеристики 

(показатель, параметры) 

 
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов 

	1
	2
	3
	4
	5
	6-

	пр. Независимости, 68-2, 220072, г. Минск

	1.1*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Энергия импульсов излучения Q, Дж

Диапазон измерений: 
(1(10-9 – 2(102) Дж

Расширенная 
неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 
(1 – 6) %
	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4:2011

СТБ IEC/TR 60825-13-2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14-2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ 19319-82 п.п. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,

ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006
	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.4, 8.4
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.4, 8.4

ISO 11554:2017
п.п. 7.4, 8.4

ГОСТ 12.1.031-81

МВИ.МН 1910-2003

МВИ.МН 5697-2016




	1.2*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники                                                                                                                       
	26.70/17.087
	Стабильность энергии импульсов излучения ΔQ, % 

Динамический диапазон: (10-2 – 0,5) Дж

Порог чувствительности: 0,086 %

Расширенная неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 10 %
	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1


	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.5, 8.5
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.5, 8.5

ISO 11554:2017
п.п. 7.5, 8.5

МВИ.МН 2176-2005

	1.3*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Мощность излучения P, Вт

Диапазон измерений: 
(10-11 – 102) Вт

Расширенная 
неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 
(0,13 – 10) %, 
	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-2-2013

IEC 60825-2:2010

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020

ТР ТС 008/2011, п.3.2
ГОСТ 17490-77 р.р. 2, 5
ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006
	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.2, 8.2
СТБ ISO 11554-2020  п.п. 7.2, 8.2
ISO 11554:2017
п.п. 7.2, 8.2

ГОСТ 12.1.031-81
МВИ.МН 5698-2016



	1.4*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Стабильность мощности излучения ΔP1(60), % 

Динамический диапазон: (0,01–0,5) Вт

Порог чувствительности
средневременной: 0,04 %;

долговременной:
 0,08 %

Расширенная неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 10 %
	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1


	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.3, 8.3

СТБ ISO 11554-2020  п.п. 7.3, 8.3

ISO 11554:2017
п.п. 7.3, 8.3

МВИ.МН 2127-2004


	1.5*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Форма P(t) и длительность импульса излучения τн, с

Диапазон измерений: (10-10 – 1) с

Расширенная неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95):
 ≤ 2,6 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

ГОСТ 19319-82 
п.п. 2.3, 2.4, 5.1

ГОСТ 17490-77 р. 2
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6

СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6

ISO 11554:2017
п.п. 7.6, 8.6
МВИ.МН 5435-2015

	1.6*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Пиковая мощность Ppk, Вт 

Диапазон измерений: 
(10-2 – 1010) Вт

Расширенная неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 
≤ 4,8 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

ГОСТ 19319-82 
п.п. 2.3, 2.4, 5.1

ГОСТ 17490-77 р. 2
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006
	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6

СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6

ISO 11554:2017
п.п. 7.6, 8.6
МВИ.МН 5435-2015

	1.7*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Частота следования импульсов fp , Гц
Диапазон измерений: (1 – 108) Гц

Расширенная неопределенность 
(k = 2, Р = 0,95): 
≤ 2,2 %
	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

ГОСТ 19319-82 
п.п. 2.3, 2.4, 5.1

ГОСТ 17490-77 р. 2
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006
	ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6

СТБ ISO 11554-2020
п.п. 7.6, 8.6

ISO 11554:2017
п.п. 7.6, 8.6
МВИ.МН 5435-2015

	1.8*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Распределение плотности мощности E(x,y,z), Вт/м2 
в диапазоне 
(2·10-7 – 106) Вт/м2

энергии H(x,y,z), Дж/м2 в диапазоне (10-5 –106) Дж/м2

Диаметр dσ (ширины dσx, dσy) пучка, мм

Диапазон измерений: 
(0,055 – 11) мм

Стандартная неопределенность: ≤ 1,5 %

Угол расходимости Θ, рад

Диапазон измерений: (0 – 40) мрад
Стандартная неопределенность: ≤ 1,6 %

Параметр качества пучка М2 

Диапазон измерений: 1 – 20

Стандартная неопределенность: ≤ 1,6 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020

ТР ТС 008/2011

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	СТБ ИСО 13694-2018 

ISO 13694:2018
СТБ ИСО 11146-1-2006

ISO 11146-1:2005

СТБ ИСО 11146-2-2006 

ISO 11146-2:2005

СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006

ISO/TR 11146-3:2004

СТБ ИСО 11670-2004

ISO 11670:2003
ГОСТ 12.1.031-81

МВИ.МН 2412-2005



	1.9*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Местоположение перетяжки пучка z0, мм

Диапазон измерений: (0 – 1850) мм
Стандартная неопределенность: ≤ 5 %

Позиционная стабиль-ность пучка Δ, мм

Диапазон измерений: (0 – 20) мм
Стандартная неопределенность: ≤ 5 %
Облученность 
Ee, Вт/см2

Диапазон измерений: 
(2·10-7 – 106) Вт/м2

Стандартная неопределенность: ≤ 10 %
Энергетическая экспозиция He, Дж/см2

Диапазон измерений: 

(10-5 –106) Дж/м2
Стандартная неопределенность: ≤ 10 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020

ТР ТС 008/2011

ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	СТБ ИСО 13694-2018 

ISO 13694:2018
СТБ ИСО 11146-1-2006

ISO 11146-1:2005

СТБ ИСО 11146-2-2006 

ISO 11146-2:2005

СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006

ISO/TR 11146-3:2004

СТБ ИСО 11670-2004

ISO 11670:2003
ГОСТ 12.1.031-81

МВИ.МН 2412-2005

02.МИ.011-2007

МВИ.МН 6248-2020 



	1.10*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Средняя взвешенная длина волны широкополосных лазеров 
[image: image1.wmf]g

l

, нм 

Диапазон измерений:
(200 – 1625) нм

Стандартная 
неопределенность:
(0,006 – 0,05) % 

Спектральная ширина излучения 
[image: image2.wmf]Dl

, нм

Диапазон измерений:
(0,015 – 775) нм

Стандартная неопределенность: ≤ 2,4 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020, р.1

ТР ТС 008/2011, п.3.2
ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а
ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	СТБ ИСО 13695-2005

ISO 13695:2004

МВИ.МН 2845-2008



	1.11*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Центральная длина волны многомодовых лазеров 
[image: image3.wmf]l

, нм 

Диапазон измерений: 
(200 – 1700) нм
Стандартная неопределенность: 3·10-4 %


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020, р.1

ТР ТС 008/2011, п.3.2
ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а
ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	СТБ ИСО 13695-2005

ISO 13695:2004

МВИ.МН 2844-2008



	1.12*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Среднеквадратическая спектральная ширина полосы линейчатого спектра 
[image: image4.wmf]rms

Dl

, нм

Диапазон измерений: 
(0,008 – 775) нм
Стандартная неопределенность: 0,5 %

Межмодовое расстояния 
[image: image5.wmf]mps

S

, нм

Стандартная неопределенность: 0,4 %

Число продольных мод в полосе 
[image: image6.wmf]m

N


Диапазон измерений: 
(1 – 1000) нм
Стандартная неопределенность: 0,4 %

Коэффициент подавления боковой моды 
[image: image7.wmf]SMS

, дБ 

Диапазон измерений: 
(0,2 до 30) дБ

Стандартная неопределенность: 0,022 дБ


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013, п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020

ТР ТС 008/2011, п.3.2
ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а
ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006


	СТБ ИСО 13695-2005

ISO 13695:2004

МВИ.МН 2844-2008



	1.13*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Длина волны пиковой интенсивности излучения одночастотных лазеров 

[image: image8.wmf]p

l

, нм 

Диапазон измерений:
(200 – 1700) нм

Стандартная неопределенность: 10-5 %

Спектральная ширина линии 
[image: image9.wmf]L

Dl

, нм

Диапазон измерений:
(7,5 – 500) МГц

Стандартная неопределенность: 3,6 %

Дисперсия Алана 
[image: image10.wmf](
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	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

IEC 60601-2-22:2019

СТБ IEC 60825-1-2017

ГОСТ IEC 60825-1-2013

IEC 60825-1:2014

ГОСТ IEC 60825-4-2014

IEC 60825-4-2011

СТБ IEC/TR 60825-13:2014

IEC/TR 60825-13:2011

СТБ IEC/TR 60825-14:2011

IEC/TR 60825-14:2004

ГОСТ IEC 60065-2013 п.6.2

IEC 60065:2014, п.6.2

ГОСТ IEC 62115-2014, р.1

IEC 62115:2017, р.1

EN IEC 62115:2020

ТР ТС 008/2011, п.3.2
ГОСТ 17490-77 р.р. 4, 5а
ГОСТ 19319-82 п.п. 5.2, 5.3
ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1

СанПиН 2.2.4.13-2-2006
	СТБ ИСО 13695-2005

ISO 13695:2004

МВИ.МН 2846-2008

	1.14*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/33.111
	Сила света, IСВ, кд

Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд

Расширенная неоп-ределенность 
(Р =95 %, k=2): ≤1,2 %

Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE A, кд

Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд

Стандартная неопределенность: ≤ 1 %

Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE В, кд 

Диапазон измерений: (0,01 – 60) кд

Стандартная неопределенность:  ≤ 0,7 %

Пространственное распределение силы света

Стандартная неопределенность: ≤ 0,04 %


	ГОСТ 8.552-2013

ГОСТ 17616-82

ГОСТ 25024.4-85

ГОСТ 8.023-2014

ГОСТ 8045-82 п.1.2

ГОСТ 8607-82

ГОСТ 28682-90 

ГОСТ IEC 60598-1-2013
п.4.24

ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16.3

ГОСТ IEC 62471-2013 п.4

СТБ 1944-2009 п.п. 4.1, 6.4
СТБ IEC 60432-2-2008 п.2.11

СТБ IEC 62612-2016 п.9.2

ГОСТ IEC 62612-2019

IEC 62612:2013+AMD1: 2015+AMD2:2018 CSV

EN 62612:2013

ГОСТ Р 54350-2015 п.п. 5-7

ГОСТ Р 55839-2013

CIE 127:2007 п.п. 1, 2, 3

CIE 84:1989, CIE 225:2017

ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011

EN 62717:2017

IEC 2717:2014+AMD1:2015 +AMD2:2019 п.п. 1, 3-6

EN 13032-4:2015+A1: 2019 п.п. 1, 3-5, 6.1 
СанПиН № 9-29-95 п.2
	ГОСТ 17616-82 
п.п. 3, 4, 6

ГОСТ 25024.4-85 п.2, п.3, п.4

ГОСТ IEC 62471-2013 п.5

СТБ 1944-2009 
ГОСТ Р 54350-2015
п. 11

ГОСТ Р 54815- 2011/IEC/PAS 62612:2009

ГОСТ Р 55839-2013

EN 13032-4:2015+ A1:2019 п.п. 6.5, 6.6, 8, 9

EN 62612:2013 п.9.2

EN 62717:2017 п.8.2

IEC 62717:2014+ AMD1:2015+AMD2: 2019 п. 8.2

CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1, 5.2,5.4

CIE 84:1989 п.4.2

CIE 225:2017 п.6.

СанПиН № 9-29-95
МВИ.МН 5123-2014

	1.15*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/33.111
	Спектральная плотность энергетической освещенности, Вт/м3

Спектральный диапазон: (200 – 900) нм

Диапазон измерений: (102–1010) Вт/м3

Стандартная неопределённость: 
(2,1–4,0) %

Спектральная плотность энергетической яркости, Вт/(м3∙ср) 

Спектральный диапазон:(200 – 900) нм

Диапазон измерений: (102 – 1012) Вт/(м3∙ср)
Стандартная неопределённость: ≤ 3,5 %


	ГОСТ 8.552-2013

ГОСТ 8.195-2013

ГОСТ 8.197-2013

ГОСТ IEC 60598-1-2013
п. 4.24

ГОСТ IEC 62471-2013 п.4

ГОСТ Р 8.586-2016

ГОСТ Р 8.588-2001

ГОСТ Р 8.590-2001

ГОСТ Р 8.658-2009

ГОСТ Р 8.861-2013

ГОСТ Р 8.798-2012

ГОСТ Р 8.865-2013

ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013

IEC 62471:2006 п.4

СанПиН № 9-29-95 п.п. 1-3
CIE 127:2007 п.п. 1, 2, 3

CIE 202:2011
CIE 225:2017
	ГОСТ IEC 62471-2013 п.5

ГОСТ Р 8.865-2013

ГОСТ Р 8.861-2013 п.8

ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013

ГОСТ Р МЭК 62471-2013 п.5

IEC 62471:2006 п.5

СанПиН № 9-29.9-95
СанПиН № 9-29.10-95

CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1-5.3, 7.1, 7.4

CIE 202:2011 п.4, п.5

CIE 225:2017 п.7.

IEC 62471:2006 п.5

МВИ.МН 5124-2014

	1.16*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники


	26.70/17.087
	Нормированные параметры Стокса s1, s2, s3, отн. ед.

Спектральный диапазон: (400–1600) нм

Динамический диапазон: (10-4– 10-1) Вт

Диапазон измерений: (0 – 1)
Стандартная неопределенность:
не более 1,5 %

Степень поляризации р, отн. ед.

Диапазон измерений: (0 – 1)
Стандартная неопределенность: ≤ 1,5 %

Азимут поляризации, Ф, рад 

Диапазон измерений: (0 – π) рад

Стандартная неопределенность: ≤ 0,02 рад

Угол эллиптичности, 
[image: image11.wmf]e

, рад

Диапазон измерений: (0 – π) рад

Стандартная неопределенность: ≤ 0,02 рад


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2

ГОСТ 24428-80 п. 2.3.1


	СТБ ИСО 12005-2004

ISO 12005:2003

ГОСТ Р 50006-92

МВИ.МН 3392-2010

	2.1*
	Оптические элементы оптоэлектронных и лазерных систем
	26.70/17.087
	Сдвиг фаз ортогонально поляризованных компонент излучения, рад

Спектральный диапазон: (400 – 1600) нм

Динамический диапазон (без учета ослабителя излучения): (10-4– 10-1) Вт

Диапазон измерений:
(0 – π) рад 

Стандартная неопределённость: ≤ 0,05 рад


	СТБ ИСО 11252-2016 п.5.2

ISO 11252:2013 п.5.2


	СТБ ISO 24013-2009

ISO 24013:2006

МВИ.МН 3393-2010

	3.1*
	Ослабители оптического излучения
	26.70/17.087
	Коэффициент ослабления ослабителей излучения, k 

Диапазон измерений:
1,0 – 100,0

Стандартная неопределенность: ≤ 1,7 %


	ГОСТ 9411-91
	ГОСТ 3520-92 

МВИ.МН 2292-2005

	3.2*
	Ослабители оптического излучения
	26.70/17.087
	Ослабление оптического излучения в ВОЛС, дБ

Диапазон измерений: (0,05 – 60) дБ

Стандартная неопределенность: ≤ 0,05 дБ


	ТКП 212-2010 (02140)

ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014

IEC 60793-1-46 :2001

IEC 61280-4-2:2014
	ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014

IEC 60793-1-46 :2001

ГОСТ 26814-86

IEC 61280-4-2:2014

	4.1*
	Оптоэлектронные изделия 
	26.51/26.080
	Устойчивость к воздействию изменения температуры

Диапазон температуры: от -70 °C до +150°C

Стандартная 
неопределенность поддержания температуры:  2 % 


	ГОСТ 11478–88 п.1.3

ГОСТ 22261–94 
п.п. 4.9.1 -4.9.2
ГОСТ 30630.2.1-2013

ГОСТ 24428-80 п. 2.5.1


	ГОСТ 28198–89 
п.п. 2.9 - 2.11

ГОСТ 22261–94 
п.п. 7.20, 7.23
ГОСТ 30630.2.1-2013

ГОСТ 24428-80 
п.п. 6.5.3 - 6.5.6



	4.2*
	Оптоэлектронные изделия 
	26.51/26.080
	Устойчивость к воздействию изменения относительной влажности

Диапазон относительной влажности: от 20 % до 98%

Стандартная неопределенность поддержания относительной влажности: 2 %

	ГОСТ 11478–88 п.1.3

ГОСТ 22261–94 п.п. 4.9.1 -4.9.2
ГОСТ 30630.2.2-2001

ГОСТ 24428-80 п. 2.5.1

	ГОСТ 28198–89 
п. 2.12

ГОСТ 22261–94 
п.п. 7.21, 7.22
ГОСТ 30630.2.2-2001

ГОСТ 24428-80 
п. 6.5.7




Примечание: (указывается на последнем листе области аккредитации под таблицей)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
	Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь 
директор государственного 

предприятия «БГЦА»
	________________________
	Е.В. Бережных


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	28.07.2023
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	28.07.2023
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1
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